METODY SKUMANIA STRUKTURY A VLASTNOSTI MATERIALOV

SVETELNA MIKROSKOPIA

VADY SOSOVIEK- vady monochromatického zobrazenia
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Obr. 2 Koma

VADY SOSOVIEK- vady chromatického zobrazenia
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Obr. 3 Pozdizna chromaticka vada: a) pred korekciou; b) princip korekcie tejto vady
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Obr. 4 Prie¢na chromaticka vada

OPTICKE METODY YVIDITELNOVANIA STRUKTURY
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Obr. 5 Spobsob osvetlenia metalografickej

vzorky pri pozorovani v svetlom poli:
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ZOBRAZENIE V TMAVOM POLI
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Obr. 6 Spobsob osvetlenia metalografickej

vzorky pri pozorovani v tmavom poli:
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Obr. 7 Podmienka zobrazovania v tmavom poli- rozdiel medzi apertdrou objektivu a apertdrou

osvetlenia

ZOBRAZENIE V SIKMOM OSVETLENI

Obr. 8 Spobsob osvetlenia metalografickej
vzorky pri Sikmom osvetleni: a) jednostranné;
b) vSestranné:
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ZOBRAZENIE V POLARIZOVANOM SVETLE
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Obr. 9 Rdzne druhy polarizacie svetla: a) nepolarizované svetlo; b) linearna polarizacia; c) kruhova

polarizcia; d) elipticka polarizacia
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Obr. 10 Polarizacia odrazom
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Obr. 11 Polarizacia dvojlomom pouZitim nikolu
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Obr. 12 prechod svetelnych lacov
nikolmi: a) rovhobeznymi;

b) skrizenymi
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Obr. 14 Opticky systém viaclucovej interferometrie



